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Zweibandfilter, VIS-940 nm, M30,5

Produkt #74-584 r=m (%)
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Mengenrabatte
Stk. 1+ €136,00 stiickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bereich Halbwertsbreite (FWWHM, nm):
250nm, 50nm £20 nm VIS, £10 nm NIR

Produktdetails

Typ:
Dual Bandpass Mounted Imaging Filter

Modellnummer:
DB940-30.5

Physikalische und mechanische Eigenschaften

AuBendurchmesser (mm):
325
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Substratdicke (mm):
Tmm

Optische Eigenschaften

Farbe:
VIS-940nm-NIR
Oberflachenqualitét:
40/20
Transmission (%9:
290%
Transmissionsbereich (nm):
405-650nm, 925-965nm
Gewinde & Montage
Filtergewinde:
M30.5 x0.50
Fassungsdicke (mm):
52

Konformitat mit Standards

Konformitatszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

Blockung und Transmission von VIS- und NIR-Spekiralbédndern mit nur einem Filter

o Keine Notwendigkeit fur Systeme mit zwei Sensoren

o Antireflexionsbeschichtung fur Langlebigkeit und hohe Abbildungsleistung

o \erschiedene Montagegewinde verfugbar

Multiband-Bandpassfilter fiir die industrielle Bildverarbeitung sind mit zwei oder drei Wellenlangenbandern in einem Filter verfligbar und ermdglichen eine gro3e Flexibilitat beim Systemdesign. Die Filter erreichen eine
Transmission von bis zu 290% im sichtbaren (VIS) oder nahen infraroten (NIR) Spektralbereich, wobei verschiedene Wellenlangenbereichkombinationen verfugbar sind. Die hart beschichteten Filter aus einem einzelnen Substrat
besitzen AR-Beschichtungen fiir eine optimale Transmission und verfiigen tber eine hervorragende Oberflachenqualitat, um die Abbildungsleistung zu maximieren. Multiband-Bandpassfilter fiir die industrielle Bildverarbeitung

sorgen fiir eine genaue Farbwiedergabe, indem sie unerwiinschte Wellenl&ngen blockieren und so eine Bildgebung mit 2wei Sensoren (iberfliissig machen. Die Filter sind ideal fiir Uberwachungsanwendungen im
Sicherheitssektor und Verkehrsmanagement sowie fir Bildgebungsanwendungen mit normalisiertem Vegetationsindex (NDV).

Bitte beachten Sie: Andere Filtergewinde sind auf Anfrage erhéltlich.
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